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EMENTA  

 
Princípios e desempenho de métodos de caracterização de materiais, tais 
como Espectrometria de Retro-espalhamento Rutherford (RBS), 
Espectrometria de foto-elétrons de raios (XPS), Espectroscopia de 
infravermelho (FTIR), Espectroscopia Raman, Espectroscopia Ultravioleta-
Visível, Espectroscopia Fotoacústica. Medição de morfologia (SEM, AFM e 
similares). 
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